Testy odlehlych pozorovani

Testova statistika jednostranného Grubbsova testu ma tvar (Grubbs, 1969)

Xy — X X — X
G=—""—" nebo G=—E
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kde pramér X a vybérova smérodatna odchylka s jsou vypoéteny z N hodnot a pozorovani
jsou serazena vzestupné podle velikosti, tj. Xy je maximalni hodnota, x;) minimalni hodnota.
I kdyzZ existuji tabulky kritickych hodnot, Bissell (1994) uvadi pro hladinu vyznamnosti 0,05 a
0,01 priblizny vypocet, dostateéné piesny pro prakticke ucely. Krajni pozorovani prohlasime
za odlehlé, je-li testova statistika vétsi nez kriticka hodnota.

Goos =1,427+0,3956In(N -3) pro 5<N <100
Gy, =1,369+0,5339In(N —3) pro 5<N <25

Testova statistika dvoustranného Grubbsova testu (Stefansky, 1972) je

_ max|x; —X|
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kde v citateli je maximalni absolutni odchylka od praméru a s je vybérovd smérodatna
odchylka vypoétend z N hodnot. Pozorovani x; s hodnotou statistiky G povaZzujeme za odlehlé,
plati-li
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Tzv. Hampelav test vyuZiva statistiku

_ % —X
- median(|x, — &|,|x, — ], ..., |x, —%])/0,6745

V citateli je absolutni hodnota rozdilu i-tého pozorovani od medianu %vypoéteného z N
pozorovani. Je-li hodnota statistiky H vétsi neZ kriticka hodnota, povazujeme pozorovani x; za
odlehlé. Kritické hodnoty pro a = 0,05 a a = 0,01 pro N = 10 aZz 200 jsou uvedeny napft.
v (Dietrich, Schulze, 2014, s. 735).

Dixonuv test (Dixon, 1950, 1951) je uréen predevsim pro malé vybéry. Tvar statistiky zavisi
na rozsahu vybéru N. Ptedpokladame vzestupné setazena pozorovani, tj. X, <X, <...< Xy, -

X, —X X — X
R, =—2—% nebo R,=— "D pro3<N<7
Xiny — X Xiny = Xa)

X p — X Xoppy = Xy
Ry=—2—9  nepbo R,=—N "M pro8<N <10

Xin-1) ~ X Xiny = X2



X. —X X\ — X
Ry,=—32 "% neho R, =-—"_"WM2 proj1<N <13

Xin-1) ~ Xq) Xiny = X2)

X .. — X Xy — Xy
R,=—2 % neho R, =—_"WM2 pro14<N <30

X(n-2) ~ X Xiny = X3

Kritické hodnoty jsou pro a = 0,05 a « = 0,01 publikovany napt. v (Duncan, 1986, s. 1034).
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